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El microscopio
electrdénico de
barrido (SEM)
Phenom pro X es una
poderosa herramienta
todo en uno disefiada
para anadlisis morfoldgico
de superficies y determinar la

composiciéon quimica de las mismas en forma
rapiday con altos estandares de calidad. El sistema
usa un hazdeelectrones para obtenerimagenes a
escalainferior del rango éptico.
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